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SbOx+SnO2中间层对Ti/MnO2电极性能的影响 
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摘要： 

采用热分解方法制备了含SbOx+SnO2中间层的钛基二氧化锰电极. 在0.5 mol·L-1  H2SO4溶液中对添加和没有添
加SbOx+SnO2中间层的二氧化锰阳极进行了加速电解试验. 采用极化曲线和循环伏安曲线测量电极的析氯反应. 用

循环伏安曲线和电化学阻抗谱来分析电极电解过程中内部结构和表面的变化. 结果表明, 二氧化锰阳极钝化失效的
主要原因是绝缘的TiO2层的生成和变厚. 引入中间层可以降低钛基体和活性涂层间的电阻, 并且在电解过程中, 可以

显著延缓接触电阻的升高, 从而可以显著提高其寿命. 
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